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章节摘录

版权页：   插图：   其中，保护位用作计算时的数据位余量，以防止诸如自相关那样的迭代运算时溢
出AG、BG、AH、BH、AL和BL都是存储器映射寄存器，在保存和恢复文本时，可用PSHM或POPM指
令将它们压人堆栈或从堆栈中弹出，用户可以通过其他的指令，寻址0页数据存储器（存储器映像寄
存器），访问累加器的这些寄存器。累加器A和B的差别仅在于累加器A的31～16位可以作为乘法器的
一个输入。 （1）保存累加器的内容，用户可以利用STH、STL、STLM和SACCD等指令或者用并行存
储指令，将累加器中的内容进行移位操作，右移时，AG和BG中的各数据位分别移至AH和BH；左移
时，AL和BL中的各数据位分别移至AH和BH，低位添0。 （2）累加器移位和循环移位，进位位对累加
器内容进行移位或循环移位可使用下列指令：SFTA（算术移位）；SFTL（逻辑移位）；SFTC（条件
移位）；ROL（累加器循环左移）；ROR（累加器循环右移）；ROLTC（累加器带TC位循环左移）
。 在执行SFTA和SFTL指令时，移位数定义为—16
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编辑推荐

《DSP应用设计综合实验》根据教学目标、知识特点和学生的接受能力确立《DSP应用设计综合实验
》的学习重点和难点，让目标更明确。通过对旧知识的回顾和归纳，为学生理解和消化所要学的新知
识进行铺垫和过渡。另外针对课本习题，不但给出了答案，还详细分析了解题思路，方便学生自学和
教师备课。
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